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AENOR certifica que la organizacion

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

Servicio Interdepartamental de investigacion - SIDI

dispone de un sistema de gestion de la calidad conforme con la Norma IS0 9001:2015

para las actividades:

que se realizan en:

Fecha de primera emision:
Fecha de dltima emision:
Fecha de expiracion:

AENOR INTERNACIONALS.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Detalladas en el anexo al Certificado

CR DE COLMENAR VIE]O km 15.28049 - MADRID
FACULTAD DE MEDICINA CL ARZOBISPO MORCILLO, S/N. 28049 -
MADRID
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Ra]‘ael GARCIA MEIRO
Director General
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Anexo al Certificado

Alcance:

Fecha de primera emision;
Fecha de dltima emision:
Fecha de expiracion:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

E

Empresa
Registrada

1SO 9001

ER-1423/2005

El disefo, desarrollo y realizacion de ensayos analiticos mediante técnicas
de: Analisis Quimico Elemental, Analisis Térmico, Citometria de Flujo,
Cromatografia (Gases, Liquida e I6nica), Difraccion de Rayos X
(Monocristal y Policristal), Espectrometria de Masas (Molecular y de
Is6topos Estables), Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier,
Fluorescencia de Rayos X por Reflexion Total, Microscopia Confocal
(excepto condiciones especificas de CO2 y temperatura en experimentos in
vivo), Microscopia Electrdnica de Transmision, Microscopia Electronica de
Barrido (EDX, Catodoluminiscencia y Alta Resolucion), Plasma de
Acoplamiento Inductivo con Espectrometria de Masas y Resonancia
Magnética Nuclear (muestras en disolucion y en estado sélido) y
Difraccion Laser (Distribucion de Tamanio de Particulas).

2005-09-26
2020-09-26
2023-09-26

I
e

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

*
" " —_
* ad e
*ak

INTERNATIONAL CERTIGATION NETWONK



		2020-09-23T14:14:44+0000
	AENOR 38f630da589ccf585abd7a764d6225bbd8044be7




